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MNEPITPA®H

To pabnpo avtd o perenoet  Bempio Kot TPAKTIKN TNG avdAvong Kot Exaindgvong
acVYYPOVAOV GLOTNUATOV, ONAAOY, CLOTNUATOV 7OV amoTeAOVVTAL Omd &va GUVOLO
TOPAAANA®V SlEPYACIOV TOV EMKOWVMOVOVUV HETAED TOLg ovtaAddlovtog mAnpopopieg
n/kor cvvepyalovtor yioo TNV EMTELEN KATOWWV GTOYWV. AcHyYpova GLOTHUOTO
TeEPILOUPAVOLY TOPIAANAN Kol KOTOVEUNUEVE GUOGTHUATO, TPOTOKOAAL ETIKOWVOVIOV,
TPOTOKOALO AGPAAELNG, EVOLAAKMOUEVO AOYIGHIKO, KAT.

Ta padnuo Bo mapovoidost pio TAEWRSN TEYVIKOV Yol TPOSIOYpaPn Kol OVIAVOT
acOyypovev cvotnuatov Ot teyvikés Bo meptlapfdavovv Aoywkn (temporal logic),
povtého-édeyyo (model checking), ypovikd avtdpota ko ahyePpeg diepyosidv. Emiong
10 pdOnpa B Tapovoidost epyaieio To omoia Exovv dnpovpyndel yio ALTOHATOTOMUEVN
VIOOTNPLEN AVTAOV TOV TEYVIKAOV Yo oviAlvon cvatnpdtov, 6nwg SPIN kot UPPAAL. Ot
ooumtég Ba e€owcelwbovv pe tor gpyoreion avtd Kot o ToL YPNOUOTOU|COVY Yo TNV
avAAVOT TPAYLOTIKOV CLGTNUATOV.

ATAAEEZEIX KAI ®PONTIXTHPIO

AwrEgerg: Agvtépa, 1500 — 1800
®povTicTi|pro: Agvtépa, 1400 — 1500
Epyootipro: Tetdptn, 1900 — 2100

H dwackoiia tov padnuatog omotedeitol amd SIOAEEELS, PPOVTIGTIPLOL KO EPYOCTHPLA.



ITPOAITAITOYMENA

Ov poumrtég avapéverar va €xovv Pacikég yvaoelg oe [Hopdiinia/Katavepnuéva
Yvotuota, Teyvoroyio Aoyiopucod kot Atakpitd Mabnuotikd.

XTOXOI

[MapakorovBdvtog to padnua ot porntég Oa EpBovv oe emapn pe péBodovg avaivong
Kol ETAANBELONG AGVYYPOVOV CLGTNUAT®V Kol B EKTIUGOVY TIG SOLVATOTNTES TOV TOVG
TPOGPEPOLY KOOMDC KOl TOL TAEOVEKTNUATO KOL TO, LEWOVEKTAHOTO TNG KAOE pog omd
avtés. Emiong Ba e€owkeiwbovv pe gpyadeion mov Exovv avamtuybel yi tov 6Kond ovtod
Kot TEA0G O avarTOEOVY OEEIOTNTEG Y1 T (PO TPUKTIKMOV TEYVIKAOV Kot LeBOd®V Y1
ELEYYO TPOAYLOTIKOV CLGTNUATOV.
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Enkeypéva apBpa Biproypapiog.

e

AZEIOAOI'HXH

H enidoon tov pountov Ba a&oroynBel péca amd Eva GHVoOAo KOT 0lkov EPYACLOV, pia
evoldpeon e&étaon Ko v teMkn e&étaon. H evdibpeon e&étaon Ba mpaypatomonOet
mv Tetaptn 8 Moptiov.

H mapdadoon L@V TV aoKNCEOV VoL DTOYPEDTIKY Kot TPEMEL VO YIVETOL TNV NUEPO KOl
dpa wapddoons mov opiletor yio kébe o and avtéc. Kabvotépnon oty mapddoon
gpyaoiag Oa €xel g amotédeopa v agaipeon 10% tov Pabuov g epyaciog yio kébe
nuépa kabvotépnong (epyacieg dev Ba yivoviar dekTéC HETA amd TNV OvVOKOIVOOT T®V
Moewv omd T d1ddoKovca).

H avaloyia o¢ mpog tov teAtkd Babud sivor n e&nc:

Aoxnoeg: 25%
Evoibpeon e&éraom eEapnvov: 25%
Tehum e&étaon: 50%



